
成分分布調査

コーティング粒子内の成分分布分析
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６つの分析機器を用いて粒子内の主薬・添加物の分布の
イメージングを行いました。
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第１層【約 70 μm】
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第３層【約 30 μm】
メタクリル酸コポリマー
モノステアリン酸グリセリン

S, Si
重ね合わせ

SEM-EDX
ミクロトーム法
による切断面

元素分布

SEM像

TOF-SIMS

ラマン顕微鏡

API

Si

メタクリル酸
コポリマー

HPC

モノステアリン酸
グリセリン

全イオン

API タルク メタクリル酸
コポリマー

適用

ミクロトーム法
による切断面

ミクロトーム法
による切断面

成分分布 イメージング 元素分析 質量分析


